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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI et du
C.LS.P.R. est constamment revu par la Commission et par le
C.I.S.P.R. afin d’assurer qu’il refléte bien ’état actuel de la tech-
nique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I’établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour: peuvent &tre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant
les documents ci-dessous:

Bulletin de la CEI
Annuaire de la CEI

Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera a la Publication 50 de 1a CEI: Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés
traitant chacun d’un sujet défini, 'Index général étant pubhié sépa-
rément. Des détails complets sur le VEI peuvent étre
demande.

— la Publication 27 de la
électrotechnique;

Publications du C.I.S.P.R.

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la
couverture, qui énumeérent les publications du C.I.S.P.R.

Revision of this publication

The technical content of  EC and C.I.S.P.R. publications is kept
under constant review by the I EC and the C.I.S.P.R., thus ensur-
ing that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from I EC National
Committees and from the following I EC sources:

® 1EC Bulletin

® IEC Yearbook

® Catalogue of I EC Publics
Published yearly

Terminology

eNorm Of separate chapters each dealing with a specific
@ 1 Index being published as a separate booklet. Full

details ‘of the will be supplied on request.

erms on radio interference, see Chapter 902,

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— T1EC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— TEC Publication 617: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from I EC Publications 27 or 617, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

C.L.S.P.R. publications

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the cover,
which list C.I.S.P.R. publications.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LIMITES ET METHODES DE MESURE DES CARACTERISTIQUES
DES LAMPES A FLUORESCENCE ET DES LUMINAIRES
RELATIVES AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

PREAMBULE

autres organisations membres du C.I.S.P.R.

3) Dans le but d’encourager 'unification internagionale, le

&tre indiquée en termes clairs dans cette derniése.

est basé sur la Recommandation n® 60 du C.L.S.P.R. ci-dessous. Cette publication
la Recommandation n® 46/1 «Signification des valeurs limites spécifiées par le

Le CIS.P.R,,

CONSIDERANT

a) que les limites et les méthodes de mesure des perturbations radioélectriques des lampes a fluorescences et des luminaires doivent
étre établies;

b) que dans le passé plusieurs aspects de ce sujet ont été traités dans des recommandations distinctes du C.I.S.P.R.;

¢) que I'information la plus récente sur le sujet a été expliquée dans la Publication 15 du C.1.S.P.R. d’une fagon compréhensive et
utilisable;

d) que la Publication 15 du C.I.S.P.R. contient également les parties des autres recommandations du C.L.S.P.R. nécessaires a rendre
effectives les recommandations relatives aux limites,
RECOMMANDE

que la derniére édition de la Publication 15 du C.I.S.P.R., modifications incluses, soit utilisée pour I’application des limites et
méthodes de mesure des caractéristiques des lampes 4 fluorescence et des luminaires relatives aux perturbations radio-
électriques.

(Cette recommandation remplace les Recommandations n° 32/3, 47/1 et 51.)
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT
OF RADIO INTERFERENCE CHARACTERISTICS
OF FLUORESCENT LAMPS AND LUMINAIRES

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the C.1.S.P.R. on technical matters, prepared/bySubsConymitites oy whiclfall the National

epresemted, express, as nearly

2) They have the form of recommendations for international use and th€y arg National Committees and other
Member Organizations of the C..S.P.R. in that sense.

3) In order to promote international unification, the C. ationgt Committees should adopt the text
of the C.I.S.P.R. recommendations for their nation&l rules i permit. Any divergence between the

This publication was LSP.] & F: Interference from Motors, Household Appliances, Lighting
Apparatus, and the Li

The main content of this piiblisation’} 3 .S.P.R. Recommendation No. 60 given below. The publication also contains
material from C.L.S.P.R. & 3 i > “Significance of a C.L.S.P.R. Limit”.
CILS.P.R. R
LIMITS AN OF MEASUREMENT OF RADIO INTERFERENCE CHARACTERISTICS OF FLUORESCENT

The C.I.S.P.R.

CONSIDERING

a) that the limits and methods of measurement of the radio interference characteristics of fluorescent lamps and luminaires need to
be established;

b) that in the past different aspects of this subject have been dealt with in separate C.I.S.P.R. Recommendations;

¢) that the most up-to-date information on the subject is set out in a comprehensive and useable format in C.1.S.P.R. Publica-
tion 15;

d) that C.1.S.P.R. Publication 15 also contains those parts of other C.I.S.P.R. Recommendations necessary to implement the
recommendations on limits,

RECOMMENDS

that the latest edition of C.I.S.P.R. Publication 15, including amendments, be used for the application of limits and methods of
measurement of radio interference characteristics of fluorescent lamps and luminaires.

(This Recommendation replaces Recommendations Nos. 32/3, 47/1 and 51.)
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Les publications suivantes sont citées dans la présente publication:

Publications du C.LS.P.R.:

Publications n° 14 (1985): Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des appareils électrodomestiques, des outils
portatifs et des appareils électriques similaires relatives aux perturbations radioélectriques.

16 (1977): Spécification du C.1.S.P.R. pour les appareils et les méthodes de mesure des perturbations radioé-
lectriques.
Modification n® 1 (1980).
Modification n® 2 (1983).

Publication de la CEI:

Publication n® 50(902) (1973): Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 902: Perturbations radio-
électriques.

o
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The following publications are quoted in this publication:

C.I.S.P.R. publications:

Publications Nos. 14 (1985): Limits and Methods of Measurement of Radio Interference Characteristics of Household Elec-
trical Appliances, Portable Tools and Similar Electrical Apparatus.

16 (1977): C.LS.P.R. Specification for Radio Interference Measuring Apparatus and Measuring Methods.

Amendment No. 1 (1980).
Amendment No. 2 (1983).

1EC publication: _
Publication No, 50(902) (1973): International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 902: Radio Interference.
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LIMITES ET METHODES DE MESURE DES CARACTERISTIQUES
DES LAMPES A FLUORESCENCE ET DES LUMINAIRES
RELATIVES AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES

1. Domaine d’application

1.1 La présente publication concerne la conduite et le rayonnement d’énergie électromagnétique produit
par les lampes a fluorescence et les luminaires les utilisant, susceptibles de perturber la réception des
radiocommunications.

1.2 La gamme des fréquences couvertes s’étend de 150 kHz a 1605 k
2. Objet

fixer des limites pour le niveau perturbateur, décrire
tives relatives aux méthodes de mesure:

— des tensions perturbatrices aux bornes et/de
équipés de starters ainsi que pour les hmminajeeg

3. Définitions

Les définition
International (
publication.

4, LimiteQ

4.1  Affaiblissefa

sontenues dans le%cat an $0(902) de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique

<linéairement en fonction du logarithme de la fréquence jusqu’a 20 dB a 1 400 kHz. Ces
prescriptions ne s’appliquent pas aux luminaires dont des lampes sont alimentées a une fréquence
supérieure a 100 Hz.

Note. — Les mesures sont normalement effectuées a cinq fréquences préférentielles, pour lesquelles les valeurs minimales
correspondantes sont données dans le tableau ci-aprés. On considére que la gamme des fréquences compléte est
couverte par ces mesures.

Fréquence (kHz) 160 240 550 1 000 1400

Affaiblissement d’insertion

minimale (dB) 28 26 24 22 20
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LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT
OF RADIO INTERFERENCE CHARACTERISTICS
OF FLUORESCENT LAMPS AND LUMINAIRES

1. Scope

1.1 This publication applies to the conduction and the radiation of electro-magnetic energy from fluor-
escent lamps and luminaires which may cause interference to radio receptio

1.2 The frequency range covered is 150 kHz to 1 605 kHz.

2. Object

guidance for methods of measurement of’:

— the insertion loss and interference voltages of lu
fluorescent lamps;

3. Definitions

For the purpose of t¥
International Electrotec

4. Limits

4.1 Insertion loss ¢

For 1
hougses
lamp
nominaldjametek of 28 mm or 32 mm and U-type lamps with a nominal diameter of 15 mm,
25 mm or 38 mm, the minimum values of the insertion loss should be 28 dB at 160 kHz decreasing

linearly with the logarithm of the frequency to 20 dB at 1 400 kHz. The requirements do not apply
to luminaires in which the lamps are powered at a frequency in excess of 100 Hz.

Note. — Measurements are normally made at five preferred frequencies with corresponding minimum values as shown in the
table below. The complete frequency range is considered as covered by these measurements.

Frequency (kHz) 160 240 550 1000 1400

Minimum values of insertion

Joss (dB) 28 26 24 22 20
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4.2 Tensions aux bornes des luminaires

Les limites des tensions aux bornes ainsi que les exigences statistiques concernant les luminaires
pris isolément, équipés d’un ou de plusieurs circuits de lampe, sont a I'étude.

Les limites a appliquer a des installations complétes comportant de nombreux luminaires sont
également a I’étude.

4.3 Limites des perturbations pour lampes & fluorescence avec ballast incoporé

Pour les lampes a fluorescence avec ballast incorporé, les limites données dans le tableau I de la
Publication 14 du C.I.S.P.R.: Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des appareils
électrodomestiques, des outils portatifs et des appareils électriques similaires relatives aux pertur-
bations radioélectriques, sont en vigueur.

5. Méthode de mesure de ’affaiblissement d’insertion des luminaires

5.1 Schémas de mesure de I'affaiblissement d’insertion

5.1.1 Pour les luminaires utilisant des lampes droites ou des

4c, pages 30 et 34.

Dans le cas de luminaires utilisant des

5.1.2 Pour les lumingire

5.2 Appareillage de
L’aill ge de f

de construction sont données dans Pannexe A.

5.2.3 Récepteur et réseau de mesure

Peuvent étre utilisés au choix, ou bien le réseau fictif en V d’impédance 150 Q, avec le récepteur
C.I.S.P.R., conforme & la Publication 16 du C.I.S.P.R.: Spécification du C.I.S.P.R. pour les appa-
reils et les méthodes de mesure des perturbations radioélectriques, ou bien le réseau de mesure
représenté a la figure 3, page 28 avec un millivoltmétre h.f. classique disposant d’une impédance
d’entrée élevée.

Les résistances, le condensateur et le commutateur du réseau de mesyre représenté a la figure 3
doivent étre d’'un modéle congu pour les hautes fréquences, et le circuit doit avoir une réponse en
fréquence constante a 0,5 dB prés dans la gamme 150 kHz & 1 605 kHz.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/08c81d38-d4eb-4ed0-9751-d181e77d3ef4/cispr-15-1985

CIS.P.R. 15 © IEC 1985 — 11 —

4.2 Interference voltages of luminaires

Terminal voltage limits for luminaires with and without starters together with the statistical
requirements are under consideration for single luminaires having one or more lamp-ways.

Limits for installation of a number of luminaires are also under consideration.

4.3 Interference voltage for self-ballasted fluorescent lamps

For self-ballasted fluorescent lamps the limits as given in Table I of C.I.S.P.R. Publication 14:
Limits and Methods of Measurement of Radio Interference Characteristics of Household Electrical
Appliances, Portable Tools and Similar Electrical Apparatus, apply.

5. Method of measurement of the insertion loss of luminaires

5.1 Circuits for the measurement of the insertion loss

5.1.1 For luminaires, intended for linear lamps or U-type lampsai r of 15 mm,

25 mm or 38 mm, the insertion loss is measured as shown i yth dummy lamps
as specified in Sub-clause 5.4 and represented in Fig gnd 35

In the case of luminaires for fluorescent lampghavi diameter of 25 mm, but which
are interchangeable with lamps havipg anomjrialhdiat e measurement of insertion

loss shall be made with a dummy I3
facturer’s instructions prescribe the e

5.2 Measuring set
The mea@ e

from the radie-frequency generator. Electrical and constructional requirements are given in
Appendix A.

5.2.3  Measuring receiver and network

Either the 150 Q V-network in conjunction with the C.I.S.P.R. receiver, according to C.I.S.P.R.
Publication 16: C.IS.P.R. Specification for Radio Interference Measuring Apparatus and
Measurement Methods, or the measuring network shown in Figure 3, page 29, in conjunction with a
normal r.f. millivoltmeter with high input impedance should be used.

In the measuring network shown in Figure 3, the resistors, capacitor and the switch should have
such high frequency properties that the construction according to the circuit in Figure 3 should have
a frequency characteristic that is flat within 0.5 dB in the frequency range 150 kHz to 1 605 kHz.
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5.2.4 Lampes fictives

Les lampes fictives qui doivent étre utilisées dans les circuits des figures. 1 et 2, pages 24 et 26,
simulent les propriétés de la lampe a fluorescence aux hautes fréquences; elles sont représentées aux
figures 4a, 4b et 4c, pages 30 a 34.

La lampe fictive montée sur le luminaire doit rester paralléle au chissis métallique du luminaire.
Les supports auxiliaires utilisés pour réaliser cette condition ne doivent pas modifier d’une fagon
appréciable la capacité entre la lampe fictive et le luminaire.

La longueur de la lampe fictive doit &tre égale a celle de la lampe a fluorescence pour laquelle le
luminaire a été congu; en d’autres termes, la longueur L du tube métallique de la lampe fictive doit
&tre égale a la longueur hors tout d’une lampe a fluorescence moins:

— 150 mm pour les lampes a fluorescence de 25 mm et 38 mm de diamétre;
— 40 mm pour les lampes a fluorescence de 15 mm de diamétre.

5.2.5 Montages de mesure

a) La longueur des conducteurs non blindés reliant le transfo

50 cm.

5.3 Luminaire

A Pexception de la modificath
lampes, le luminaire est mesuré tek

5.3.1

53.2 des lampes connectées en série, les deux lampes seront rem-
es bornes d’entrée d’une lampe fictive seront connectées au

étrique et les bornes d’entrée de I’autre lampe fictive seront ter-

de ne pas fire usage d’un condensateur supplémentaire, le condensateur d’origine est utilisé et il
n’est pas ajouté de condensateur d’essai.

11 faudra s’assurer que le condensateur d’essai conserve ses caractéristiques dans toute la gamme
de fréquences dans laquelle sont effectuées les mesures.

5.3.4 Si le luminaire a un chéssis en matiére isolante, le fond du luminaire sera placé sur une plaque
métallique qui sera reliée a la masse de référence du réseau de mesure.

5.4 Procédé de mesure

5.4.1 Pour obtenir la valeur de I'affaiblissement d’insertion, on compare la tension Uj, obtenue en
branchant les bornes de sortie du transformateur aux bornes du réseau de mesure, a la tension U,
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